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赛贝克系数测量仪 

 

赛贝克效应是指在两种不同导体组成的闭合电路中，如果两个接点的温度不同，则两接点间

会有电动势产生。赛贝克系数测量仪是用来精确测量导电物质、金属、有机导体和半导体的赛贝

克系数的仪器。赛贝克系数测量仪主要包括赛贝克效应控制器、赛贝克样品台、温度控制器三部

分。 

 

赛贝克平台依附在制冷台上可以提供 70K-730K 和室温-730K 的变温范围，结合温度控制器

AUK2000 可提供精确的温度控制与测量并且拥有极高的稳定性和重复性。该系统控温精度可达到

0.1K，分辨率可达到0.01K，对温度的响应速度可达到 1K/s。 

 

赛贝克系数测量仪的工作原理大致如下，在赛贝克样品台上包含两组热电偶，一组是铜和已
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知热电属性的参考材料构成，一组是铜与待测样品组成(如下图所示)。其中一个接点为参考点，

另一个接点为工作点。当参考点与工作接点有温差时就可以分别探测到两端电压 V1 和 V2。即 

(1). V1=1T(P);   (2). V2=2T(P);   所以(3).1=2 V1/ V2 。由于这种直接测量不会有很高的精度，

因为仪器工作时会有仪器误差、电线和连接点带来的热电效应和测量误差。为了消除这些误差分

别在两个不同输入功率下进行测量即：(4).V1(P1)= 1T(P1)+  V1 ; (5).V2(P1)= 2T(P1)+  V2 ;  V1  

V2 位系统误差电压（与温度无关）。(6). V1(P2)= 1T(P2)+  V1 ；(7). V2(P2)= 2T(P2)+  V2 。消除

系统误差即可得到1=2[V1(P1)- V1(P2)]/[ V2(P1)- V2(P2)]，系统误差得到消除。 

 

赛贝克效应的测量通过赛贝克控制器 AUK1000 来实现的。其结构紧凑小巧，可通过 R232 或

者 USB 接口与电脑连接，并通过软件完成测试。赛贝克数字控制器可实时对电压进行测量并提

供高精度和高重现性的测量，精度可达到 50nV。 
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 主要特点 

 宽的操作温度（70-730K） 

 卓越的温度稳定性和重复性（0.1K） 

 高的测量精度（50nV） 

 实时测量与分析 

 可测量柱状或带状样品 

 

 主要应用 

赛贝克系数测量仪是用来精确测量导电物质、金属、有机导体和半导体的赛贝克系数。 

 

 主要参数 

Maximum Operating Temperature 70K to 730K 

Temperature Stability 0.1K 

Resolution for Measurements: 50nV (1000G, 300G, 100G and 30G Amplifiers available) 

Power to Heat ample: Generates a temperature difference across sample, power 

available Min: 0.01W, Max: 1W 

Data Output Options: Reports can be generated directly through the Software 

Suite. Exporting data to PNG, JPG, TXT and CSV options 

available 

Sample Length >2 mm and <10 mm 
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